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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Opis Przedmiotu zaméwienia dotyczacy

Dostawy do Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Gornoslaskiego Instytutu
Technologicznego w Gliwicach przyrzadéw pomiarowych do wykonywania badan
metodami: pradéw wirowych, wizualng oraz ultradzwiekow

UWAGA - o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszych tabelach nalezy
traktowac¢ jako minimaine.

Czes¢ | — Dostawa defektoskopu do badan pragdami wirowymi ET wraz z wyposazeniem w
ilosci 1 sztuka

Urzadzenie nowe wyprodukowane w roku 2022 lub 2023

Gwarancja na urzadzenie (w miesigcach) nie mniej niz 12 miesiecy

Defektoskop do badan pragdami wirowymi ET

Model urzadzenia / producent: Nalezy podac

Defektoskop umozliwia badania w technice ET
(prady wirowe) na dwdch réznych 10 Hz— 12 MHZ
czestotliwosciach oraz ich miksowanie.

Mozliwos$¢ badania pragdami wirowymi powierzchni
(sondy stykowe), pomiary przewodnosci
materiatdw wraz z pomiarem nieprzewodzgcej
powtoki (przewodnos¢ mierzona w IACS lub TAK
MS/m), badania rurek (sondy przelotowe),
wspotpraca ze skanerem obrotowym do badania

otworow

Automatyczne rozpoznawanie sond TAK
Waga urzgdzenia wraz z akumulatorem Do 2 kg
Port USB i wyjscie VGA TAK

16-pin Lemo i BNC z funkcjg automatycznego

Ztacza sond: .
balansowania

Typ ekranu kolorowy ekran LCD o przekatnej minimalnie

5,76 cala
Czas pracy na bateriach: minimum 10h pracy
Zakres temperatur pracy (minus) -10 do 50 stopni Celsjusza
Klasa IP66 TAK
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Automatyczne ustawianie sygnatu Lift-off

TAK

Zakres czestotliwosci

w zakresach 1Hz — 12MHz

Wzmocnienie

od 0 dB do 100 dB w krokach co 0,1 lub 1 dB

Kat obrotu

od 0° do 359.9° w krokach 0.1° lub 1°

Napiecie sond:

2V, 5V, 8V

Alarmy:

prostokat, okrag, sektor, czasowy

Zgodny z normg EN-15548

TAK

Wymagane Szkolenie w jezyku polskim w

Szkolenie siedzibie klienta z obstugi sprzetu dla 5 oséb
Wyposazenie do badan:
Wozorzec z trzema nacieciami 0,5; 1,0; 2,0
W?zorzec mm wykonany ze stali weglowej z czterema

plastikowymi przektadkami

Sonda powierzchniowa

Zakres: 100 — 600 kHz, szerokos$¢ 15 mm

Sonda powierzchniowa

Zakres: 100 — 600 kHz, szerokos$¢ 10 mm

Sonda otéwkowa

Zakres: 5-250kHz typu mostkowego

Prébka spoiny z nacieciami wzdtuznymi i
poprzecznymi.

TAK

Wzorzec

W?zorzec z trzema nacieciami z aluminium
7075 z nacieciami 0,2; 0,5; 1,0 mm

Wzorzec

W?zorzec z trzema nacieciami ze stali
nierdzewnej z nacieciami 0,2; 0,5; 1,0 mm

Certyfikowany wzorzec przewodnosci

Certyfikowany wzorzec przewodnosci o
wartos$ciach: 17,2% IACS (+/-1,5%); 32,0%
IACS (+/-3,3%);59,9% IACS (+/-6%); 100%
IACS (+/-10%);

Sonda do pomiaréw przewodnosci

Sonda do pomiaréw przewodnosci o
czestotliwosci 480 kHz, Srednica 20mm

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana o
czestotliwosci 100- 500 kHz

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana o
czestotliwosci 500 kHz - 1 MHz

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana o
czestotliwosci 1 — 2 MHz

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana

Sonda otéwkowa, absolutna, ekranowana o
czestotliwosci 2- 4 MHz

Sonda otéwkowa, refleksyjna réznicowa,
ekranowana

Sonda otéwkowa, refleksyjna réznicowa,
ekranowana o czestotliwosci 500 kHz — 3
MHz

Sonda powierzchniowa typu mostkowego

Sonda powierzchniowa typu mostkowego, o
czestotliwosci 100 — 500 kHz i $rednicy 0,62
cala
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Sonda powierzchniowa typu mostkowego

Sonda powierzchniowa typu mostkowego,
absolutna, katowa o dtugosci 15,2 cm, dropie
12,7 mm i czestotliwosci 100 -500 kHz

Sonda typu Bobin

Sonda typu Bobin z wtykiem typu Amphenol
do badania wymiennikéw rurowych o
$rednicy 22,6 mm, zakresie czestotliwosci 3 —
30 kHz z przewodem o dtugosci 20 m

Adapter

Adapter typu Amphenol do LEMO 16 pin

Tasma teflonowa

Tasma teflonowa o szerokosci % cala

Gtowica Phased Array przeznaczona do skanera do
badania rurek matych srednic

Gtowica Phased Array przeznaczona do
skanera do badania rurek matych srednic,
kompatybilna ze skanerem Cobra (bedgcym
na wyposazeniu Centrum Spawalnictwa t-
GIT), czestotliwos$¢ 10 MHz, ilos¢ elementow
32, aktywna apertura 8 x 7 mm, wklesta o
promieniu 35 mm, pitch 0,25 mm, wysokos¢
7 mm, kabel o dtugosci 2,5 m z wtykiem typu
OmniScan

Wyposazenie dodatkowe:

Walizka transportowa na defektoskop.

| TAK
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Czesc¢ Il —- Dostawa skanera laserowego (spoinomierz laserowy) do wykonywania badan

wizualnych potaczen w ilosci 1 sztuka

Urzadzenie nowe

Wyprodukowane w roku 2022 lub 2023

Gwarancja na urzgdzenie (w miesigcach)

nie mniej niz 12 miesiecy

Skaner laserowy (spoinomierz laserowy

Model urzadzenia / producent

Nalezy podac

Urzadzenie przenosne do skanowania potgczen
spajanych

TAK

zasilanie bateryjne

Zasilanie bateryjne minimum 4
godziny pracy

wbudowana wewnetrzna pamiec¢ do plikéw foto i

elementow do spajania,

video, TAK
obserwacja obrazow podczas skanowania TAK
praca w warunkach laboratoryjnych i

przemystowych wewnatrz i na zewnatrz TAK
budynkdw

tadowarka do baterii zasilajgcej TAK
niezbedne tgcza i nosniki do archiwizacji i
przetwarzania danych w komputerze TAK
stacjonarnym

wzorzec do kalibracji TAK
pomiary laserowej kontroli przygotowania TAK

pomiary geometryczne

pomiary geometryczne (kat
ukosowania, gtebokos¢, odstep)

rejestracja foto i video analizowanych potgczen

TAK

ocena i raporty jakosciowe analizowanych
potgczen

TAK

Szkolenie

Szkolenie 2 dni w jezyku polskim z
obstugi sprzetu u klienta dla 10 oséb

Oprogramowanie na PC do analizy wynikow
badania o takim samym interfejsie uzytkownika
jak oprogramowanie urzgdzenia bez ograniczenia
liczby stanowisk, bezptatne i bez ograniczen
licencyjnych

TAK

Temperatura pracy

Zakres: od minimum 5° do 30°

Wyposazenie do dodatkowe:

‘ Walizka transportowa na defektoskop

| TAK
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Czesé lll - Dostawa przyrzadow do badan ultradzwiekowych:
Defektoskop ultradzwiekowy 32:128PR w ilosci 2 sztuki
Defektoskop do badan ultradzwigkowych UT w ilosci 2 sztuki

Defektoskop ultradzwiekowy 32:128PR w ilosci 2 sztuki

Urzadzenie nowe Wyprodukowane w roku 2022 lub 2023
Gwarancja na urzgdzenie (w miesigcach) nie mniej niz 12 miesiecy
Model urzgdzenia /producent: Nalezy podac

Defektoskop umozliwia badania w technice

klasycznej UT, Phased Array, TFM oraz TOFD TAK

Konfiguracja urzadzenia 32:128PR (32

nadajniki, max 128 elementowa gtowica) TAK

TFM: obstuga gtowic 64-elementowych,
rozdzielczo$¢ zobrazowania TFM
1024x1024

obstuga gtowic 64-elementowych, rozdzielczos$¢
zobrazowania TFM 1024x1024

Wspdtpraca z gtowicami PA liniowymi,

podwdjnymi DLA i macierzowymi DMA TAK

Kreator do tworzenia planu badania TAK

Oprogramowanie do tworzenia ustawien

dla gtowicy typu DLA i DMA. TAK

Oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie mapy
wptywu akustycznego, ktore umozliwia
zwizualizowanie skutkéw dziatania zestawu fal (i
Oprogramowanie czutosci badania) w trybie TFM w zaleznosci od rodzaju
gtowicy/klina/materiatu oraz od wybranego rodzaju
reflektora, takiego jak okragty lub ptaski z mozliwoscig
regulacji jego orientacji (kata).

Funkcja multigrupy: do 8 réznych grup UT lub Phased

Funkcja multigrupy array lub do 4 réznych grup TFM.

Wi-Fi (aktualizacja oprogramowania, komunikacja
Komunikacja bezprzewodowa danych z chmurg producenta — ustuga bezptatna),
GPS (lokalizacja wykonanych badan).

Mozliwosé zdalnego sterowania| Mozliwos¢ zdalnego sterowania urzgdzeniem przez
urzadzeniem Ethernet z komputera PC.
Rozmiar ekranu Minimalnie 10,6 cala (przekatna).




Nr sprawy: 29/P/23

Typ ekranu

dotykowy rezystancyjny ekran TFT LCD.

Czas pracy na bateriach

Minimalnie 5 godzin (na 2 bateriach, mozliwos¢
wymiany baterii bez wytgczania urzadzenia — funkcja
»hot swap”)

Zakres temperatur pracy,

co najmniej: 0 do 45°C.

Odpornos¢ na trudne warunki pracy:

testowany na upadki zgodnie z MIL-STD-810G, klasa
IP65 certyfikowana.

Napiecie nadajnika:

regulowane w zakresie: 5-80 V (tryb Phased Array),
85-295 V (tryb UT/TOFD).

Zakres czestotliwosci pracy

w zakresie 0,2 — 26,5 MHz (tryb Phased Array), 0,25 —
28,5 MHz (tryb UT/TOFD).

Ocena amplitudy A-skan:

do 800% wysokosci ekranu.

Pliki danych:

rejestracja pojedynczego pliku danych do 25GB.

Pamiec urzadzenia

Co najmniej: 64 GB SSD (wbudowane) oraz
dodatkowa mozliwos¢ zapisu na kartach SDHC lub
pamieciach USB.

Certyfikaty Wymagany Certyfikat 1ISO 22232-1 (tryb UT/TOFD).
Wymagany Certyfikat 1ISO 18563-1 (tryb Phased
Array).

Szkolenie Szkolenie w jezyku polskim w siedzibie klienta z

obstugi sprzetu dla 5 oséb

Wyposazenie dodatkowe Defektoskopu ultradzwiekowego 32:128PR w ilosci 2 sztuki

Walizka transportowa na defektoskop

TAK

Oprogramowanie na PC

Oprogramowanie na PC do analizy wynikéw badania
o takim samym interfejsie uzytkownika jak
oprogramowanie defektoskopu, ktére umozliwia:

- sterowanie defektoskopem,

- planowanie badania,

- generowanie wtasnych potaczen i ksztattow, ktore
mozna przenies$¢ do defektoskopu,

- zaawansowang analize wynikow z mozliwoscig
indywidualizacji wyswietlanych zobrazowan,

- automatyczne wykrywanie ognisk korozji podczas jej
mapowania,

- w petni konfigurowalne raporty,
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- taczenia skanow,
- prezentowanie wynikéw w formie 3D.

Defektoskop do badan ultradzwiekowych UT w ilosci 2 sztuki

Urzadzenie nowe Wyprodukowane w roku 2022 lub 2023
Gwarancja na urzgdzenie (w miesigcach) nie mniej niz 12 miesiecy:

Defektoskop
Poda¢ model urzagdzenia / producent: Nalezy podac

Maksymalnie 1.6 kg, tgcznie z baterig litowo-

Waga urzadzenia jonowa

Gniazda sygnatowe gtowic Gniazda sygnatowe gtowic: LEMO1

Przechowywanie danych: 100 000 ID wewnatrz,

Przechowywanie danych: wymienna karta minimum 2 GB MicroSD

Czas pracy na baterii: Minimalnie 15 h

Wyswietlacz kolorowy TFT, 60Hz, (Szer. xXWys.,
Wyswietlacz: Przek.) minimalnie 117 mm x 89 mm, 146 mm
(przekatna 5,76")

Typ impulsu nadawczego: Regulowany Impuls Prostokatny
Czestotliwos¢ powtarzania PRF w zakresie 10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz
Ustawienia energii impulsu nadawczego w zakresach 100V, 200V, 300 V lub 400 V
Szerokosé impulsu nadawczego: Regulowana od 25 do 5000 ns

Wzmocnienie w zakresie 0 do 110 dB

Szerokosé pasma odbiornika w zakresach 0.2 MHz do 26.5 MHz przy —3 dB

Zestaw trzydziestu filtrow cyfrowych, oraz
siedem filtrow zgodnych z PN-EN 12668-1:2010
(0.2-10 MHz, 2.0-21.5 MHz, 8.0-26.5 MHz, 0.5-4
MHz, 0.2- 1.2 MHz, 1.5-8.5 MHz, 5-15 MHz)

Ustawienia filtréw cyfrowych:

Liniowos$¢ pozioma: 10.2% FSW (szerokosci ekranu)

0.25% FSH (wysokosci ekranu), skutecznosé

Liniowos¢ pionowa: )
P wzmachiacza +1dB

w zakresie 0 do 80% FSH (wysokosci ekranu) z

Podciecie . -
widocznym ostrzezeniem

w zakresie 0 do 110% wysokosci ekranu z

Pomiar amplitudy rozdzielczoscig 0.25%
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Jednostki: Milimetry, cale lub mikrosekundy
Zakres obserwacji w zakresie 6.67 mm do 26628 mm dla 5,900 m/s
Predkoscé fali od 635 m/s do 15240 m/s

2 catkowicie niezalezne bramki dla pomiaréw

Bramki pomiarowe: amplitudy i czasu przejscia TOF

Zmienny w catym wyswietlanym zakresie

Poczatek i szerokosé bramki: ..
obserwacji

Wysokos¢ bramki: Zmienna od 2% do 95% wysokosci ekran

5 dostepnych pdl do wyswietlania wynikow

Wyswietlanie wyniku pomiaru: (wybér automatyczny lub reczny)

Grubos¢, Droga wigzki, Rzut na powierzchnie,
Gtebokos¢, Amplituda, Czas przejscia, Min/Max
gtebokosé, Min/Max amplituda, Przekroczenie (w
dB) wartosci dla DGS/AVG, ERS (wielko$¢ wady
rownowaznej) dla DGS/AVG, dB do krzywej
DAC/TCG

Pomiary z obu bramek:

Krzywe DAC/TVG do 50 punktow, z zakresem

Krzywe DAC/TVG dynamiki 110 dB

Whbudowane krzywe DGS/AVG TAK

Mozliwosc¢ regulacji wzmocnienia i pofozenia

Funkcja zamrozenia: . .
bramek na zamrozonym ekranie

Mozliwos¢ ustawienia amplitudy na ustalony

Funkcja automatycznego ustawiania amplitudy: poziom za pomoca jednego przycisk

Funkcja obwiedni: Standard

Urzadzenie umozliwia wyswietlanie A-Skanu w

Funkcja petnego ekranu: trybie petnego ekranu

Mozliwosc¢ zapisania filmu z badania z predkoscia
60klatek/sekunde. Dane, zapisane jako film,
moga by¢ przegladane w urzadzeniu lub
eksportowane do przegladu na komputerze

Funkcja nagrywania video:

Wyjscie wideo: Wyjscie VGA

Klasa IP: IP 66

Test na wstrzgsy (upadki): MIL -STD -810F
Temperatura pracy od-10°Cdo 50 °C

Szkolenie w jezyku polskim w siedzibie klienta z

Szkolenie obstugi sprzetu dla 5 oséb

Wyposazenie dodatkowe Defektoskopu do badan ultradzwiekowych UT w ilosci 2 sztuki

Walizka transportowa na defektoskop. TAK
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Czesc¢ IV — Dostawa przyrzadow do badan metoda wizualna:

Endoskopy z gietka sonda w ilosci 30 sztuk

Urzadzenie nowe

Wyprodukowane w roku 2022 lub 2023

Gwarancja na urzgdzenie (w miesigcach)

nie mniej niz 12 miesiecy

Endoskopy z gietka sonda

Model urzadzenia / producent:

Nalezy podac

Kompatybilny system

Android i iOS

Czujnik 2 miliony pikseli
Rezolucja 1920*1080 (MJPG)
Rozdzielczos¢ zdjeé 1920*1080
Rozdzielczosé wideo 1920*1080

Kat widzenia

minimum 70°

Srednica kamery

minimum 8mm

Zrédto $wiatta

8 diod LED

Wodoodpornosé

Wodoodpornos$¢ w klasie IP67

Pojemnos¢ baterii

minimum 1800 mAh

Czas uzycia

minimum 3 godziny pracy

Dtugos¢ sondy

minimum 1m

Kat skretu

2 kierunki 180°

Promien skretu sondy

do 35mm

Wsparcie jezykowe

w jezykach angielskim, niemieckim,
polskim

Waga przyrzadu

maksymalnie 600g

Wyposazenie dodatkowe Endos

kopy z gietka sonda:

Walizka transportowa

TAK

Przewdd fadujgcy USB

TAK

Instrukcja obstugi

TAK




